










































专利名称(译) 超声波测量装置

公开(公告)号 US20090275837A1 公开(公告)日 2009-11-05

申请号 US12/433006 申请日 2009-04-30

[标]申请(专利权)人(译) 佳能株式会社
国立大学法人筑波

申请(专利权)人(译) 佳能株式会社
筑波大学

当前申请(专利权)人(译) 佳能株式会社
筑波大学

[标]发明人 SHIINA TSUYOSHI
SOMEDA YASUHIRO
NAGAE KENICHI
OIKAWA KATSUYA

发明人 SHIINA, TSUYOSHI
SOMEDA, YASUHIRO
NAGAE, KENICHI
OIKAWA, KATSUYA

IPC分类号 A61B8/13

CPC分类号 A61B5/0048 A61B8/08 A61B8/485 G01S15/8993 G01S7/5209 G01S15/8913 G01S7/52042 A61B8
/4477

优先权 2008120326 2008-05-02 JP

其他公开文献 US8747318

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

处理单元在由a接收的第一接收数据中，通过使用施加到被测对象的力的
增加时段和减少时段中的任何一个中的数据来计算关于待测对象的第一
方向的第一位移相关信息。第一个超声探头。另外，处理单元在由第二
超声波探头接收的第二接收数据中，通过使用与用于计算第一位移相关
信息的周期相同的周期中的数据来计算关于待测对象的第二方向的第二
位移相关信息。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/acd36272-f00f-4035-a71d-c50ab2cbe44f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041010510/publication/US2009275837A1?q=US2009275837A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220090275837%22.PGNR.&OS=DN/20090275837&RS=DN/20090275837

